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Produktdetails

o Hochauflésende Bildgebung auch bei geringer Vergré3erung

o Kleine 4,25-um-Pixel Giber grof3e Arrays

o Erweiterte Triggerung

o Wissenschaftliche Kameras fiir hochempfindliche Mkroskopieanwendungen

Die Teledyne Photometrics Iris PCle Kameras verwenden hochauflésende s CMOS-Sensoren mit 4,25-um-Pixeln und gro3en Sensorformaten. Dies ermdglicht eine prézise Bildgebung auch bei niedrigen VergréRerungen durch
Maximierung der raumlichen Abtastung Uiber weite Bildfelder ohne EinbufRen bei der Empfindlichkeit oder Bildrate. Diese Kameras verfligen auf3erdem tber programmierbare Scan- und Auslesemodi, die eine prézise Steuerung der
Belichtungszeit und der Sensorausleserichtung erméglichen. Dariiber hinaus ermdglichen ihre fortschrittlichen Triggerfunktionen eine nahtlose Synchronisierung mit externen Geraten fir Hochgeschwindigkeits- oder zeitkritische
Bildverarbeitungsanwendungen. Die Teledyne Photometrics Iris PCle Kameras sind in C-Mount- und F-Mount-Konfigurationen erhaltlich und eignen sich ideal fiir die Lichtscheibenmikroskopie, das FluoreszenzImaging von

Lebendzellen oder die Abbildung grof3er Proben mit hoher Auflésung. Diese Kameras beinhalten die von Teledyne entwickelten Software-Plattformen Beacon und PVCAM, die die Abbildungsleistung der Kameras optimieren und die
Systemintegration erleichtern.

Hohe Auflésung

Die kleinen 4,25-um-Pixel liefern hochdetaillierte Bilder in der gesamten Abbildungsebene, was bei der Verwendung von Objektiven mit geringerer Vergré3erung die héchste Aufidsung ermdéglicht.

GroRes Bildfeld

Der gréf3ere 25-mm-Sensor der Iris 15 wurde entwickelt, um die Transmission zu erhdhen, die Menge der erfassten Daten zu maximieren und die Vorteile neuer Mkroskope mit gréRerem
Bildfeld voll auszunutzen.

Kompakte GroRe

Die Kameras Iris 9 (76 x 76 x88 mm) und Iris 15 (78 x 78 x 108 mm) verfugen uber eine fir ihre GréRe optimierte Kiihlung, die sich ideal fiir die Integration in neue oder bestehende
Konfigurationen eignet.

Erweiterte Triggerung

Der programmierbare Scan-Modus bietet eine bessere Kontrolle tiber die Rolling-Shutter-Belichtung und die Auslesefunktion von CMOS-Sensoren, indem er Zugriff auf die Sensor-
Zeiteinstellungen bietet, um eine Optimierung fir Anwendungen zu erméglichen, die eine Kontrolle Uiber die Zeilenzeit erfordern.

Typical sCM( Iris 9 Bias




Hervorragende Hintergrundqualitat

Die Iris-Familie ist mit der Pattern Noise Reduction Technology und der Correlated Noise Reduction Technology ausgestattet, um sicherzustellen, dass sie saubere, musterfreie Bilder mit
minimalen Pixelfehlern liefert, was zu einer verbesserten Bildqualitét bei schlechten Lichtverhaltnissen fihrt.
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